Вопросы для подготовки к экзамену.
1. История становления и развития метрологии.

2. Измерение как процесс получения информации об исследуемом объекте.

3. Основные элементы процесса измерений.
4. Качественные и количественные характеристики объектов измерений.

5. Размерность. Размер.

6. Принципы построения систем единиц. Система SI.
7. Основные и дополнительные единицы системы SI.

8. Аксиомы метрологии.

9. Выражение результатов измерений по различным измерительным шкалам.
10. Статистические и вероятностные характеристики результатов измерений.

11. Построение и анализ гистограммы по результатам измерений.
12. Характеристики результатов измерений через начальный и центральные моменты.

13. Интервальная характеристика результатов измерений.

14. Выбор числа измерений.

15. Классификация и способы определения погрешностей измерений.

16. Проверка наличия грубых погрешностей и промахов.

17. Классификация измерений.

18. Классификация методов измерений.
19. Классификация средств измерений.
20. Обеспечение единства измерений. Структура государственной поверочной схемы средств измерений.
21. Виды и назначение эталонов.

22. Поверка и калибровка средств измерений.

23. Проверка соответствия эмпирического и нормального теоретического распределений критериями Пирсона и Колмогорова-Смирнова.

24. Проверка соответствия эмпирического и нормального теоретического распределений составным критерием и приближенным методом.
25. Прямые многократные измерения. Эффективная, несмещенная и состоятельная оценка результата измерений.
26. Порядок обработки результатов прямых многократных измерений.
27. Определение наличия взаимосвязи между погрешностями измеряемых аргументов при косвенных измерениях.

28. Порядок обработки результатов косвенных измерений при некоррелированных погрешностях и линейной зависимости измеряемой величины от измеряемых аргументов.

29. Порядок обработки результатов косвенных измерений при некоррелированных погрешностях и нелинейной зависимости измеряемой величины от измеряемых аргументов.

30. Порядок обработки результатов косвенных измерений при коррелированных погрешностях.
31. Обработка результатов совокупных измерений.

32. Обработка результатов совместных измерений.

33. Оценка точности и однородности групп результатов измерений с помощью параметрических критериев.
34. Оценка точности и однородности групп результатов измерений с помощью непараметрических критериев.

35. Обработка результатов однородных равноточных групп измерений.
36. Обработка результатов однородных неравноточных групп измерений.

37. Качество результатов измерений.

